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Die Akkreditierung erfolgt aufgrund einer Begutachtung und des mit der Akkreditierungsstelle
des Deutschen Kalibrierdienstes abgeschiossenen Vertrages tber die Akkreditierung eines
Kalibrierlaboratoriums nach den Regeln und Verfahren des Deutschen Kalibrierdienstes gemal
den Normen DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und DIN EN 1SO/IEC 17011.

Das Kalibrierlaboratorium darf DKD-Kalibrierscheine ausstellen und das DKD-Logo verwenden.

Angaben Uber den genauen Umfang der Akkreditierung (Messgerate, MessgroRen, Mess-
bereiche, Messunsicherheiten) sind in der Anlage aufgeflhrt. Die eingereichten Unterlagen sind
Bestandteil der Akkreditierung. Anderungen bedtirfen der Schriftform.

Die Akkreditierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der
festgelegten Voraussetzungen erteilt. Guiltigkeit und aktueller Akkreditierungsumfang werden
durch die Internetseiten des Deutschen Kalibrierdienstes (http:/www.dkd.eu) dokumentiert.

Akicreditierungsurkunden und Anlagen dirfen nur unverandert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Verdffentlichung bedarf der
Genehmigung der Akkreditierungsstelle des Deutschen Kalfibrierdienstes.

Es darf nicht der Anschein exweckt werden, dass der Kontrolle des Kalibrierlaboratotiums auch solche Produkte und Leistungen des Trégers
unterfiegen, die von dieser Akkreditierung nicht erfasst werden. Solite der Anschein dennoch erweckt werden, so ist die Akkreditierungsstelle
des Deutschen Kalibrierdienstes berechtigt, Anderungen zu verlangen.

Bei Hinweisen auf die Akkreditierung als DKD-Kalibrierlaboratorium ist kiarzustellen, auf welche Bereiche sie sich bazieht. In Zweifelsfallen ist
vor Verwendung solcher Hinweise die Akkreditierungsstelle des Deutschen Kalibrierdienstes zu héren.
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Messgroften:
Gleichspannung *)
Gleichstromstarke *)
Gleichstromwiderstand *}
Wechselspannung *)
Wechselstromstarke *)
Kapazitat

Indukfivitat
Oszilloskop ™)
Bandbreite *)
Anstiegszeit *)
HF-Spannung
Frequenz *)
Zeitintervall *)

Linge: Durchmesser,
Langenmessmittel

*y auch Vor-Ort-

Kalibrierungen
Permanentes Laboratorium
Messgrole / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit ” Bemerkungen
Gleichspannung 0,1V 16-10°- U Kalibrieren
1V 2-10%-u mit Fluke 752A
10V, 100 V,1000 V 25-10°- U U = Messwert
oV 2V U= Messwert
1uVv bis 012V 5-107°- U+ 2uv
>0,12V bis 1,2V 45-10°- U+  2pV
>1,2V bis 12V 45-10°- U+ 3pv
>12V bis 100V 6-10°-U+ 40pv
>100V bis 200V 6-107%- U+0,17 mv
>200V bis 500V g-10% U+0,17 mV
>500V bis 700V 13-107°- U+0,17 mv
>700V bis 1000V 20-10° - U+0,17 mV
Gleichstromstarke tpAbis 120 A 20-10°-/+ 2nA 1= Messwert
>120 A bis  1.2mA 20-10°-/+ 8nA
>12mAbis  12mA 20-10° -1+ 80nA
>12mAbis 120 mA 40-10° 1+ 0,7 yA
>120mAbis  1,06A 012-10°% -1+ 15pA
>105A bis 12A 40-10°-J+02mA | mit Fluke Y 5020
Stromquellen >12A his  20A 35-10°- 1+ 02mA mit Fluke Y 5020
Stromstérkemess- >12A bhis 20A 35-107° 140,22 mA mit Fluke Y 5020
gerite
Gleichstromwiderstand 0,010 27 -10°- R R = Messwert
Normalwiderstande 10 10 kQ 52-10°-R
1mQbis 12mQ 40-10°-R+ 0,30
>12m0bis 120 mQ 40-10° R+ 25u0

> 0,12 Q bis 120Q
>1,2 O bis 12Q

>12 Q bis 120 Q
> 120 O bis 1.2 kQ
> 1,2 kQ bis 12k0
>12kQbis  120kQ

>120kQ bis 1,2 MQ
> 1,2 MQ bis 12 MQ
>12MO bis 120 MO

35-10° R+ 60pQ
19-10° - R+ 70puQ
13-107°- R+ 0,7mQ
11-10° R+ 0,7 mQ
11-10%- R+ 7mD
11-10°- R+ 70mQ
15-10°-R+ 40
60-10°- R+0.20k0D
06-10°-R+ 2kQ

» Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist. den Erweiterungsfaktor k=2
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.
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Messgrifie / Messbereich / Messbedingungen f kleinste angebbare "
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit ! Bemerkungen
Gleichstromwiderstand 0,010 33-10°-R R = Messwert
Widerstands- 0,10 27-10° R
messgerate 10 52-10°-R
190 012-10°-R
100 25-10°-R
18 0 49-10° R
100 Q 16-10%°-R
190 Q 24-10°-R
1kQ 14-10°-R
1,9k0 18-10%-R
10 kQ 52-10°-R
19 kO 18-10°%-R
100 kQ 14-10° R
190 kQ 29-10°-R
1 MO i8-10° R
1,9 MO 0,12-10°-R
10 MO 69-10°-R
19 MO 0,64-10°-R
100 MQ 059-10°-R
Wechselspannung 01V bis 022V 20Hz bis <40Hz 0,19-10° U+ 10 uv | U= Messwert
40Hz bis 20kHz 0,16-10° U+ 10 v
>20kHz bis 50 kHz 0,31-10° U+ 10 uv
>50 kHz bis 100 kHz 0,31 -10° U+30 pv
>022V his 22V 20Hz bis <40 Hz 0,10 - 10° U + 30 pV
40Hz bis 20 kHz 70-10° U+ TV
>20kHz bis 50 kHz 0,11-10° U+20 v
>50kHz bis 100 kHz 0,12 -10° U+ 80 pv
>100 kHz bis 300 kHz 0,38 - 102 U+0,15 mV
>300 kHz bis 500 kHz 16-10° U+0,40 mv
>500kHz bis 1 MHz 16-10° U+1,0mv
>22V bis 2V 20Hz bis <40 Hz g0 10° U+ 0,30 mV
40Hz bis 20kHz 60-10° U+ 70V
>20kHz bis 50kHz 0,41-10° U +0,20 mV
>50kHz bis 100 kHz 0,12 - 10 U+ 040 mV
>100kHz bis 300 kHz 0,40-10° U+ 1,7 mV
>300kHz bis 500 kHz 13-10° U+5mV
>500kHz bis 1 MHz 1,3-10° U+9mv
>22V bis 220V 20Hz bis <40Hz 0,10-107° U+3mV
40Hz bis 20kHz 80-10° U+ 1mV
>20kHz bis 50kHz 0,22-10°U+4mV
>50 kHz bis 100 kHz 0,27 - 10° U+ 10 mV
>220V bis 1100V 40 Hz bis <50Hz 0,31-10°U+4mv
50Hz bis 1kHz 014-10° U+4mv
>1 kHz bis 20kHz 024-10° U+6mvV
Wechselstromstarke >220uA bis  22mA 40 Hz bis 1kHz 0,20 - 107 1+ 40 nA { = Messwert
>22mA bis  22mA 0,20 - 107° [+ 0,40 pA
>22mA bis 220 mA 0,20-107° [+ 4 pA
>220mA bis 2,2A 0,20-107° 1+ 40 uA
>22A bis 1A 0,31-107° [+ 0,17 mA
- ~3
1A bis  11A 0,32-107 1+ 017 MA | Kalibrieren mit Fluke Y5020,
>11A bis  20A 038-10°/+057mA | 811 Anur Stromguellen
Kapazitét
. -3
Kondensatoren 1 pF; 10 pF 10 kHz 0,63 10 Direktmessting von
100 pF; 1000 pF 1 kHz und 10 kHz 0,63 -10° Kondensatoren
160 kHz 067107
10 nF; 100 nF 1 kHz 0,83 -10°
1 uF 1 kHz 0,61-10°

" Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DKD-3 (EA-4/02) fesigelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
giner Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 85 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k= 2.
Meassunsicherheiten chne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.



Anlage 20 zur Akkreditierungsurkunde des Kalibrierlaboratoriums DKD-K-04201

Seite 3von b
Messgrofe / Messbereich / Messbedingungen / kieinste angebbare B ”
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit " emerkungen
Kapazitat
Kondensatoren 1 pF; 10 pF 10 kHz 0,26 - 10° Kalibrieren von Kondensatoren
100 pF; 1000 pF 1kHz und 10 kHz 0,26 - 10° im Substitutionsverfahren
100 kHz 0,36 - 10°
10 nF; 100 nF; 1 uF 1 kHz 0,26 - 10°
Kapazitats- 1 pF; 10 pF 10 kHz 0,25-10°
messbricken 100 pF; 1000 pF 1 kHz und 10 kHz 0,25 - 107
100 kHz 0,30 - 107
10 nF; 100 nF; 1 pF 1 kHz 0,25- 107
Indukivitat
Induktivitaten 100 pH 1 kHz und 10 kHz 1,5-107° Direkimessung von
Induktivitaten
1 mH; 10 mH; 100 mH; 100 Hz und 1 kHz 15107 naukiviia
1H
Induktivitdten 100 yH 1 kHz 0,50 - 107 Kalibrieren von Induktivititen im
10 kHz 0,50 107 Substitutionsverfahren
1 mH: 10 mH; 100 mH; 100 Hz 0,50 - 10°°
1H 1KHz 0,50 - 10°
Induktivitats- 100 pH 1kHz 0,50 - 107
messbriicken 10 kHz 0,50 - 107
1 mH; 10 mH; 100 mH; 100 Hz 0,50 - 107
tH 1 kHz 0,50 - 107
Amplitude U/ EmitHung mittels Sample DVM
Gleichspannung OV bis <012V 19-10° U+ 3 v HP 3458
impulsgeneratoren 0,92V bis <12V 10-10°U+3 v
12V bis 12v 7100 U+ 3V
> 12V bis 120V 10 - 107° U+ 30 gV
>120V bis 1000V 12-10° U+ 0,10 mv
Rechteckspannung 0V bis <012V OHz bis 1kHz 35-10° U+3 Vv Emittlung mittels Sample DVM
Impulsgeneratoren 0,12V bis <12V 30-10° U+ 3V
1,2V bis 12V 30-10° U+3uv
>12V bis 120V 30-10° U+ 32V
>120V bis 1000V 31-10° U+ 0,10 mV
. ]
Oszilloskope 12mV bis S0V 1 MO 5-107-U Die Messunsicherheit bezieht
(1kHz) sich auf die Generierung der
Kalibriersignale inkl. einem
12 mV bis 3V 50 O (1kHz) Ablesefehler von 0,3 Y%
Impulsamplitude 5mV bis 50V 500 85-10°- U Emitilung mittels Oszilloskop
impulsgeneratoren fr, 51> 10 - frsysiem
t Impulsanstiegszeit,
1y Impuishalbwertbreite
I, system: Anstiegszeit des
Messsystems
Periodendauer t ins bis 1s 3,5-107-t+02ns Emnittlung mittels Oszilloskop
impulsgeneratoren 0,33ns bis 1s 11070 t+ Uy Emittlung Giber 1/Frequenz
Uy Triggerunsicherheit
Oszilloskope 10 ns 35107 ¢
80 ns, 160 ns 5-107°-¢
400 nsbis5s 3,5-10°-¢

" Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erwsiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinfichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben isf, den Erweiterungsfaktor k=2
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.
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Messgrofe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare 5 &«
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit * emerkungen
Anstiegszeit £/ Die Systemanstiegszeil muss
Bandbreite b bei der Emittiung von f. mittels
Impulsgeneratoren 825ps bis 100ms 60 107 - 4+ Uy Oszitloskop beriicksichtigt
werden;
Oszilloskope 100kHz bis 1GHz 05V bis 1V 60107 - b Emnittiung des 3-dB-Punkies
mittels Spannungs-T und
HF-Spannungsmessung
128 ps Spannungsbereich 10 ps Wiederholrate 10 Hz bis 1 MHz
20 mv bis 1V
Ri =50 9]
HF-Spannung U 0,5V bis 1V 100kHz bis 10 MHz 2-90°- U Spannungsgenerierung tiber
HF-Spannungs- >10 MHz bis 30 MHz 3-10°-U T-Stick,
messgerate >30 MHz bis 50 MHz 5.107°- U N-Konnektor, bel anderen
>50 MHz bis 500 MHz 10-107- U Konnektoren erhdht sich die
>500 MHz bis 1 GHz 15-107°- U Messunsicherheit
Frequenz f 100 kHz; 1 MHz Phasenzeitdifferenz- 5-10"-f
5 MHz; 10 MHz messungen bber
Messzeiten =2 h
1Hz bis 3 GHz Digitale Frequenz- 1-107°- f+ Un Usr. Triggerunsicherheit
messung auf Zahlbasis
3GHz bis 26,5 GHZ 2-10" - f+1Hz
Zeitintervall £ 10ms bis 10s 5-10" - f+2ns+ Uy Une Triggerunsicherheit
Lange
Einstellringe 10 mm bis 160 mm DKD-R 4-3, Blatt 4.1 08um+1-10%.4 d ist der gemessene

Abschn. 53.3,534

Einstelldorne

1 mm bis 160 mm

DKD-R 4-3, Blait 4.1
Abschn. 53.3,534

08um+1-10%-4

Priifstifte

1mm bis 20mm

DKD-R 4-3, Blatt 4.2
Abschn. 5.3.3

08pum+1-10°-4

Durchmesser

Messschieber fir
Aufien-, Innen- und

O0mm bis 150 mm

DKD-R 4-3, Blatt 9.1

30pm+30-107° -/

30 um +60-107° -/

Tiefenmessungen | > 150 mm bis 500 mm

und Tiefenmess-

schieber

Biligeimess- 0mm bis 100 mm DKD-R 4-3, Blatt 10.1 3um+10- 107°%-1
schrauben

Messuhren O mm bis 100 mm DKD-R 4-3, Blatt 11.1 3um+ 10107
Feinzeiger ODmm bis 3mm DKD-R 4-3, Blatt 11.2 0,75 um
Fohlhebelmess- 0Omm bis 1,6 mm DKD-R 4-3, Blatt 11.3 1,0 pm

gerite

i ist die gemessene Lange

Vor-Ort-Kalibrierung und Mobiles Laboratorium

Messqarolle / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit " Bemerkungen
Gleichspannung oV 3V

14V bis 012V 6-10°- U+ 2pv | U=Messwert

>012V bis 12V 55-10°- U+ 2pv

>1,2V bis 2V 5-10%-U+ 4PV

>12V bis 100V 7-10° U+ 80pV

=100V bis 200V 7107 U+0,17 mV

>200V bis 500V 10- 107 U+0,17 mV

>500V bis 700V 14-107° - U+0,17 mV

>700V bis 1000V 21 -10° - U+0,17 mV

" pie kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DKD-3 (EA-4/02) fesigelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k=2
Messunsicherheiten ohne Einheltenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.
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Messgrolie / Messbhereich / Messbedingungen / kleinste angebbare
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit " Bemerkungen
Gleichstromstérke 1uA bis 120 pA 25-10°-/+ 2nA { = Messwert
>120pAbis  1,2mA 25-10°-71+ 15nA
>12mAbis  12mA 25-107°- 1+ 0,15 pA
>12mAbis 120mA 45-10° .7+ 1,3pA
>120mAbis 1,05A 0,13-10° -7+ 21uA
>1,05A bis 12A 55-10°-/+ 02mA mit Fluke Y 5020
>12A bis 20A 55-107°-/+ 025mA nur Kalibrieren von
Stromquelien mit Fiuke Y 5020
>12A bis 20A 60-10°- 1+ 0,25 mA nur Kalibrieren von
Stromstarkemessgeraten mit
Fluke Y 5020
Gleichstromwiderstand 1mQbis 12m0 45-10°-R+ 5pQ | R=Messwert
Normalwiderstande | > 12 mobis 120 mQ 45-10°- R+ 500
> 0,12 O bis 1,20 40 -10°- R+0,10 mQ
> 1,20 bis 120 26-10°%- R+0,10mQ
> 12 O bis 1200 21-10°%-R+ 1mQ
>1200bis  1,2kQ 17-10°- R+ 1mQ
> 1,2 k2 bis 12k0 17-10°%-R+ 10mQ
>12kQbis 120kQ 17-10°% R+ 01Q
> 120k bis  1,2MQ 20-10° - R+ 8Q
>1,2MQbis  12MQ 80-10°- R+ 025kQ
>12MQbis 120 MQ 0,7-10° R+ 25k0
Gleichstromwiderstand 0,010 50-10° R R = Messwert
Widerstands- 10 0,12-10° R
messgerite 1,90 8,12-10°R
100 42 . 10°- R
190 49-10°-R
100 Q 27-10°%-R
190 Q 24-10°. R
1kQ 19-10°%- R
1,9 k0D 19-10°- R
10kQ 18 -10°-R
19k 18-10°- R
100 kQ 21-10°-R
190 k0 29.-10°-R
1 MO 28-10°-R
1,9 MQ 0,12-10°-R
10 MQ 82-10°-R
19 MQ 0,64-10°-R
100 MO 0,61-10°R
Wechselspannung 01V bis 022V 20Hz bis <40Hz 0,18-107°- U+ 10V | U= Messwer
40 Hz bis 20 kHz 0,16 - 107 - U+ 10V
»20 kHz bis 50kHz 0,31-10°-U+10pV
>50 kHz bis 100 kHz 0,31-107°- U+30nV
>022V bis 22V 20Hz bis <40 Hz 0,10 - 407 - U+ 30V
40Hz bis 20kHz 70-10° U+ TV
>20kHz bis 50 kHz 0,11 -107°%- U+ 20V
>50 kHz bis 100 kHz 0,12 - 107°- U+ 80 pv
>100kHz bis 300 kHz 0,38-10°-U+0,15mV
>300 kHz bis 500 kHz 16-107°- U+0,40 mV
>500kHz bis 1 MHz 16-107°% - U+1.0mv
>22V bis 22V 20Hz bis <40Hz 90 - 107°- U+ 0,30 mV
40Hz bis 20kHz 60 10°%- U+ 70V
>20kHz bis 50kHz 0,31-107°%- 4+ 0,20 mV
>50kHz bis 100 kHz 0,12 107 U+ 040 mV
>100 kHz bis 300 kHz 0,40-10% U+17mV
>300kHz bis 500 kHz 1,3-10°%-U+5mV
>500kHz bis 1 MHz 1,3-10°- U+9mv
>22V bis 220V 20 Hz bis <40 Hz 0,10-107°-U+3mV
40Hz bis 20kHz 80-10°- U+ 1TmV
>20kHz bis 50 kHz 0,22-10°-U+4mV
>50 kHz bis 100 kHz 0,27 -10° - U+10mV

? Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 85 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Enweiterungsfaktor k= 2.
Messunsicherheiten shne Einheftenangabe sind auf den Messweri bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.
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Messgroe / Messbereich / Messbedingungen / kieinste angebbare B N
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit " emerkungen
Wechselspannung > 220V bis 1100V 40 Hz bis <50Hz 0,31-107 - U+ 4mV | U= Messwert
50Hz bis 1kHz 0,14-107° - U+4mV
>1 kHz bis 20kHz 0,24 -10°-U+6mV
Wechselstromstarke >220pA bis  22mA 40Hz bis 1kMz 0,20-107%-1+40nA | = Messwert
>22mA bis 22mA 0,20 107 [+ 0,4 pA
>22mA bis 220 mA 0,20- 107 I+ 4 pA
>220mA bis 22A 0,20 - 107 - 1+ 40 pA
>22A bis 11A 0,31 -107° 1+ 0,17 mA
1A bis 1A 033107 -7+ 0,17 mA | kalibrieren mit Fluke Y5020,
>11A bis  20A 040-10°-/+057mA |20 11A nur Stromquelien
Amplitude
Gleichspannung 0V bis <012V 25-107° - U+ 5V L = Messwert
Impulsgeneratoren 0,12V bis <12V 15-10°%-U+5 LV Ermittlung mittels Sample DVM
12V bis 12V 10-16°-U+5pV
> 12V bis 120V 15-107°- U+ 70 pV
>120V bis 1000V 15-107° - U+ 0,20 mV
Rechteckspannung 0V bis <012V 0Hz bis 1kHz 45-107°% - U+ 5w
Kalibrieren von 012V bis <12V 40-10° - U+ 50V
Impuisgeneratoren 1,2V bis 12V 35-10° - U+5uv
=12V bis 120V 35-107%- U+ 70 UV
>120V bis 1000V 35-10°- U+0,20mv
N —3
Oszilloskope 12mV bis 50V 1MQ 5-107-U Die Messunsicherheit bezieht
{1kHz) sich auf die Generferung der
Kalibriersignale inkl. einem
12 mV bis Ay 50 Q (1 kHZ) Ablesefehter von 0,3 %.
Impulsamplitude S5mV bhis 50V 500 85107 U Emittlung mittels Oszilloskop
Impuisgeneratoren t, 1 > 10+ frsystem
t. impulsanstiegszeit,
ty Impulshalbwertbreite
t: sysem: Anstiegszeit des
Messsystems
Periodendauer ins bhis ts 3,5 1072+ 0.2 ns Emmittiung mittels Oszilloskop
Impulsgeneratoren 0,33ns bis fs 2107 t+ Uy Ermittiung fiber 1/Frequenz
Urs =Triggerunsicherheit
Oszilloskope 10 ns 35-107° ¢
80 ns, 160 ns 5-107°- ¢
400nsbis5s 35-107° ¢
Anstiegszeit I/ Die Systemanstiegszeit muss
Bandbreite b bei der Emmnittiung von £ mittels
impulsgeneratoren 825ps bis 100ms 6-1072 £+ Uy Oszilloskop berlicksichtigt
werden.
Oszilloskope 100 kHz bis 1 GHz 05V bis 1V 6-102 - b Ermittiung des 3-dB-Punktes
miftels Spannungs-T und
HF-Spannungsmessung
128 ps Spannungsbereich 10 ps Wiederholrate 10 Hz bis 1 MHz
20mVbis 1V
Ri=500
Frequenz F 1Hz bis 3GHz Digitale 21107 - 02 + A" Uy Triggerunsicherheit
Frequenzmessung auf
Zihtbasis
3GHz bis 26,5 GHz 211077 - 7% + (1 H2)¥3]"
Zeitintervall ¢ t0ms bis 10s 20757+ ne)F3+UT? | Ure Triggerunsicherheit

" Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Oberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k=2
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.



